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Petite Plateforme de Base

Small Platform Base, #53-009
Stock #53-009 EEETS

O 1) e

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€315,18

Prix sur Quantité
Demande de Devis

@ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPECIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Type:
Imaging System Base

Propriétés physiques et mécaniques
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Longueur (mm):

279.40
Longueur (pouces):
11.0
Largeur (mm):
330.20
Largeur (pouces):
13.0
Epaisseur (mm):
12.70
Epaisseur (pouces):
0.5
Construction:
Anodized Auminum
Poids (Ibs):
8.00
Filetage & montage
Fletage:

(1) %4"-16 Tapped, (17)V+20 Tapped

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner

DESCRIPTION PRODUIT

e Grand choixde bases disponibles

o Bases autonomes ou compatibles avec paillasse

e Congues pour une Utilisation avec des Tiges en Acier Inoxydables de 0,75" de Diamétre
o Montures de Focalisation a Crémaillére et Accessoires également disponibles

Les Bases du Systeme d'Imagerie sont disponibles pour construire des systémes d'imagerie a I'aide de nos tiges de montage de 0,75" (19,05 mm) de diametre et 16 TPI. La grande plateforme de la station de travail et la
petite base de plateforme disposent d'un pied en sorbothane permettant de réduire les vibrations indésirables. La base circulaire dispose d'un poids supplémentaire pour une meilleure stabilité. La Platine Adaptatrice
Universelle dispose de fentes permettant de la monter facilement auxtables optiques. Les Bases de Systémes d'Imagerie sont disponibles pour une variété de besoins de montage et de construction de systémes.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Small Platform Workstation #53-009
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